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摘要(译)

一种超声波观察装置，包括：分析单元，使用根据样本中是否存在造影
剂而不同的参数来分析信号的频率，以计算频谱，该信号是基于从反射
的反射信号生成的。标本;计算单元，用于计算频谱的特征;生成单元，其
生成用于在显示图案中显示与特征相关的视觉信息的特征图像数据，该
显示图案根据样本中是否存在造影剂而不同;确定单元，其在样本中存在
造影剂的情况下使用频谱和关于已知频谱的信息来确定造影剂的存在或
不存在;控制单元根据确定结果改变参数的设置。
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